IEC 61300-2-22:2024-06(en-fr)

lEC IEC 61300-2-22

Edition 3.0 2024-06

INTERNATIONAL

STANDARD

N =
INTERNATIONALE 57

O
X
O\
Fibrt optic interconnecting devices and pass'q?components — Basic test|and
measurement procedures —

Part|2-22: Tests — Change of temperature\\)
@
Dispositifs d'interconnexion et co séysants passifs fibroniques — Procédyres
fondamentales d'essais et de mesures —

Partje 2-22 : Essais — Variatio,r\@ e température

P
o\\"

/2/
/ /

| /// /

/ 7/ « / ////



https://iecnorm.com/api/?name=968de3ead7601d592cd328a97a10e642

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2024 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from
either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC
copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or
your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans I'accord écrit de I''lEC ou du Comité national de I'lEC du pays du demandeur. Si vous avez des
questions sur le copyrlght de I'lEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez

Switzgrland

les coerdennées-eci-aprés-oucontactezte-Comiténationat-deHEC-de—vrotrepaysderésidence:
IEC Secretariat Tel.: +41 22 919 02 11

3, ruglde Varembé info@iec.ch

CH-1211 Geneva 20 www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that)prepares and pyiblishes

Internatjonal Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IECQ. Rlease make sure that you Have the

latest eglition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC puljlications search - webstore.iec.ch/advsearchform
The adyanced search enables to find IEC publications by a
variety | of criteria (reference number, text, technical
committee, ...). It also gives information on projects, replaced
and withlldrawn publications.

IEC Judt Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up| to date on all new IEC publications. Just Published
details 4l new publications released. Available online and oncé
a month by email.

IEC Cusgtomer Service Centre - webstore.iec.ch/cs¢

If you wish to give us your feedback on this publication or need
further Jassistance, please contact the Customer Service
Centre: pales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch
Discover our powerful search engine and read freely all the
publicatiens\ previews, graphical symbols and the glossary.
With a~subscription you will always have access to up to date
content.tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org
iThe world's leading online dictionary on electrotechnology,
containing more than 22 500 terminological entries inf English
and French, with equivalent terms in 25 additional larjguages.
Also known as the International Electrotechnical Vogabulary
(IEV) online.

A propgs de I'lEC

La Conpmission Electrotechnique™Internationale (IEC) est la premiére organisation mondiale qui élabore et puplie des

Normesg

en utilidan :
comité d’études, ...

). Elle donne aussi des |nformat|ons sur Ies
projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just
Published détaille les nouvelles publications parues.
Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette
publication ou si vous avez des questions contactez-nous:
sales@iec.ch.

internationales pour tout ce qui a trait a I'électricité, a I'électronique et aux technologies apparentées.

nu technique)des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez I'éflition la
2dente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch
Découvrez notre puissant moteur de recherche et cpnsultez
gratwtement tous les apergus des publications, s

toujours accés a un contenu 2 Jour adapté a vos besoms

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde,
avec plus de 22 500 articles terminologiques en anglais et en
frangais, ainsi que les termes équivalents dans 25 langues
additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire
Electrotechnique International (IEV) en ligne.



mailto:info@iec.ch
https://www.iec.ch/
https://webstore.iec.ch/advsearchform
https://webstore.iec.ch/justpublished
https://webstore.iec.ch/csc
mailto:sales@iec.ch
https://products.iec.ch/
http://www.electropedia.org/
https://webstore.iec.ch/advsearchform
https://webstore.iec.ch/justpublished
https://webstore.iec.ch/csc
mailto:sales@iec.ch
https://products.iec.ch/
http://www.electropedia.org/
https://iecnorm.com/api/?name=968de3ead7601d592cd328a97a10e642

INTERNATIONAL
STANDARD

N
I

IEC 61300-2-22

Edition 3.0 2024-06

TERNATIONALE

Fibr

measurement procedures —

Part

Disp

2-22: Tests — Change of temperaturé

fondamentales d'essais et de mestires —
Partje 2-22 : Essais — Variations de température

INTERNAFIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

b optic interconnecting devices and passive components — Basic testjand

ositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques — Procédyres

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.180.20

ISBN 978-2-8322-9049-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale



https://iecnorm.com/api/?name=968de3ead7601d592cd328a97a10e642

-2- IEC 61300-2-22:2024 © |EC 2024

CONTENTS
O T T 1 I PP 3
1 oo ] o XS PP 5
2 NOrMative referENCES .. o 5
3 Terms and definitions ... 6
N € 1= =Y = | o F= Yot o) {To ] o TS 6
T 2 o o - 1 = (U3 6
5.1 Environmental test chamber ... ... 6
5.2 Examination and measurement equipment ...t 6
6 o (o To2=To U1 - PRSPPI 2 RS 6
6.1 GENETAL . e L L 6
6.2 Preconditioning ..o 6
6.3 Initial examination and measurement .............cooiiiiiiiinn e M 6
6.4 Setting DUT .o e e et et e ee e e 7
6.9 Examination and measurement during test............coooimd N 7
6.6 Test CONItIONS ...ouuieii g e 7
6.7 RECOVETY .o A0l 7
6.8 Final examinations and measurements ............... i e 8
T GBVEIIY coei i e e 8
8 Qetails to be specified and reported.............co S8 e 9
2710 [T 1= o 4 VST 2 S N PRI B 10
Figurg 1 — Temperature profile...... ..o e 7
Table|1 — Severities ..o e 8



https://iecnorm.com/api/?name=968de3ead7601d592cd328a97a10e642

IEC 61300-2-22:2024 © |EC 2024 -3-

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING
DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-22: Tests — Change of temperature
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote inter;
peration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic¢fields. To this ¢

aration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dg
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations

formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressyas nearly as possible, an inter

Publications have the form of recommendations for interfational use and are accepted by IEC N

lications is accurate, IEC cannot be held responsiblé\ for the way in which they are used or
nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in their'national and regional publications. Any divergence b

itself does not provide any attestation of<conformity. Independent certification bodies provide coff

ices carried out by independent certification bodies.
sers should ensure that they hayetthe latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC ar its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
r damage of any natufe_whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
enses arising out of~the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
lications.

ntion is drawn te the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
Epensable forythe correct application of this publication.

draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the usg
nt(s). lEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent
ect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s
bé required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not re
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ational
nd and
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liaising

the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organizgtion for

ions.

ational

rom all

ational
of IEC
or any

cations
etween

IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the¢ latter.

formity
for any

rts and
hage or
s) and
er IEC

tions is

of (a)
ghts in
, which
present

latest information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.

ch. IEC

shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 61300-2-22 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic interconnecting devices
and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics. It is an International
Standard.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2007. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) include a passive component, patch cord, splices, fibre management system or protective
housing to withstand the effects of a change of temperature or a succession of changes of
temperature into the project scope;
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b) update the severity categories description, number of cycles, and duration of the extremes
in Table 1 to be in line with IEC 61753-1.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

86B/4904/FDIS 86B/4931/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The Ignguage used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordlance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at wwjw.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IE[C are
descriped in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list| of all parts of the IEC 61300 series, published under the)general title Fibre| optic
intercpnnecting devices and passive components — Basic test and measurement procefures,
can bé¢ found on the IEC website.

The cpmmittee has decided that the contents of this doctument will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under wepstore.iec.ch in the data related fo the
specifjc document. At this date, the document will be

e re¢onfirmed,
e withdrawn, or

e reyised.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING
DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-22: Tests — Change of temperature

1 Scope

This ;Inart of IEC 61300 describes a procedure to determine the suitability of a_fibrel optic
intercpnnecting device and a passive component to withstand the effects of @“charnge of
tempdrature or a succession of changes of temperature.

2 Nprmative references

The fgllowing documents are referred to in the text in such a way thatisome or all of their cpntent
constifutes requirements of this document. For dated references,(only the edition cited applies.
For L£ndated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60068-2-14, Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of temperatlire
IEC 60529, Degrees of protection provided by ericlosures (IP Code)

IEC 61300-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measlyirement procedures — Part 1: General'and guidance

IEC 61300-2-38, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measlyirement procedures — Part 2-38: Tests — Sealing for pressurized fibre optic closurgs

IEC 61300-3-1, Fibre optic inteérconnecting devices and passive components — Basic test and
meastirement procedures s~ Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examindgtion

IEC 61300-3-3, Fibre-optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
meastirement procedures — Part 3-3: Examinations and measurements — Active monitofing of
changes in attequation and return loss

IEC 61300-3-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measyrement procedures — Part 3-4: Examinations and measurements — Attenuation

IEC 61300-3-6, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-6: Examinations and measurements — Return loss

IEC 61753 (all parts), Fibre optic interconnecting devices and passive components —
Performance standard

IEC 62005 (all parts), Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components
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3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61300-1 apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp

4 Generaldescription

This procedure is conducted in accordance with IEC 60068-2-14, test Nbs,\\chanjge of
tempdrature with specified rate of change.

The device under test (DUT) is first subjected to one extreme of temperatureifor a given period
of time. It is then subjected to the other extreme of temperature for an equal period of time. It
can bé subjected to one or more changes of temperatures defined by ‘the temperature profile
and tHe number of cycles.

5 Apparatus

5.1 Environmental test chamber

A suifable environmental test chamber shall be .used in accordance with IEC 60068-2-14,
Test Nb.

5.2 |Examination and measurement equipment

Suitahjle examination and optical measurement equipment shall be used in accordance with
IEC 60529, IEC 61300-2-38, IEC 61300-3-1, IEC 61300-3-3, IEC 61300-3-4, or IEC 613(00-3-6
as required by the relevant IEC(61753 series performance standard or IEC 62005 keries
reliability document.

6 Procedure

6.1 General

The pfoceduré€ is'in accordance with IEC 60068-2-14, Test Nb.

6.2 |Preconditioning

Maintain the DUT under standard atmospheric conditions as defined in IEC 61300-1 for at least
2 h. For large devices such as protective housings, the duration shall be at least 4 h. Clean the
mechanical and optical alignment parts of the DUT according to the manufacturer's instructions.

NOTE Cleaning method for optical connector and optical transceiver are described in IEC TR 62627-01 and
IEC TR 62572-4, respectively.

6.3 Initial examination and measurement

Perform initial examinations and measurements as required in the relevant IEC 61753 series
performance standard or IEC 62005 series reliability document.
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6.4

Setting DUT

Place the DUT in the environmental test chamber in its normal operating position and make
connections to the monitoring equipment. Test sample configuration in the chamber shall be
according to IEC 61300-1.

6.5

Examination and measurement during test

Perform all examinations and measurements during the test as required by the relevant IEC
61753 series performance standard or IEC 62005 series reliability document.. The following

applie

S:

— Thlese measurements shall be performed (at a minimum) at the end of each dwell,a

te

pe
- Al

sc
6.6

Unles

perature extreme before starting the temperature change. Use a maximum measur
riod of 10 min between optical measurements during the performance test.

ow dependence on wavelength scan time for components that require” wave
Anning.

Test conditions

5 otherwise specified, the temperature profile in Figure 1 (shall be applied. Sf

stand

tempjrature during ¢4 for a minimum of 1 h. Ramp up to the high-temperature 7. Maintg
tempgrature during 74 for a minimum of 1 h. Ramp down to the low temperature and repept this
profilg for the required number of cycles. The rate~¢f change of temperature sh

(10
minim

e

A

2) °C/min. For larger devices, such as protective‘housings, the dwell time, 7, sha
um of 4 h.

]

each
ement

ength

art at

rd atmospheric conditions and ramp down to the low temperature 7| . Maintain the low

in the

all be
| be a

Temperature in
the chamber

Tin
2]

-

=

Key
A sta

T,

L low

First cycle Second cycle

A
y
A

IEC

ofthe first cycle

chamber temperature

T, high chamber temperature

1

dwell time

Figure 1 — Temperature profile

It is permissible to increase the dwell time at each extreme to allow sufficient time to perform a

compl

6.7

ete set of measurements.

Recovery

Unless otherwise stated, maintain the DUT under standard atmospheric conditions as defined
in [IEC 61300-1 for at least 2 h. For large devices such as protective housings, the duration shall
be at least 4 h.
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6.8 Final examinations and measurements
Perform final examinations and measurements as required in the relevant IEC 61753 series
performance standard or IEC 62005 series reliability document.

7 Severity

Table 1 shows the specified test severities in relation to the performance categories. It is
recommended to verify the test severities with the relevant IEC 61753 series performance
standards and IEC 62005 series reliability documents for the normative values.

Each jof the following severities is defined by a combination of a low temperature wilh the
corredponding high temperature exposure and the corresponding number of cycles
Table 1 — Severities
Catggory Category description Low High Number of Dwell time
temperature temperature cycles
°C °C h
C Indoor controlled -10 (£2) +60 (+2) 5 1orp?
environment
DP Outdoor protected -25 (£2) +70-(%2) 12 1orf?
environment
grP+ Extended outdoor protected —40 (£2) +75 (£2) 12 1orfh@
environment
E Extreme environment —40 (+2) +85 (1£2) 12 1or?@
| Industrial environment -40-(£2) +70 (£2) 12 4
A Outdoor aerial environment 40 (£2) +65 (+2) 12 4
G Outdoor ground level -40 (+2) +65 (+2) 12 4
environment
S Outdoor subterranean or sub- -30 (£2) +60 (+2) 12 4
surface environmént
gHpb Indoor controlled -10 (£2) +70 (x2) 5 1orf?
environment with additional
heatdissipation
opHPb Outdeor controlled -25 (£2) +85 (+2) 12 1orf?
envirohment with additional
heat dissipation
op+HD Extended outdoor controlled -40 (£2) +85 (+2) 12 1orp@
environment with additional
heat dissipation
e Industrial environment with —40 (£2) +85 (+2) 12 4
Gddltlulla: hcat dIODIFGtIUII

NOTE A suitable operating service environment (performance category) is selected according to the application.

a

1
4

h for connectors, field mountable connectors, passive components, splices and fibre management systems.
h for wall outlets, boxes, optical distribution frame modules and closures.
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8 Details to be specified and reported

The following details, as applicable, shall be specified as notedbelow and reported in the test
report:

— severity (see Clause 7);

— initial examinations and measurements and performance requirements (see 6.3) ;

— examinations and measurements during test and performance requirements (see 6.5);

— final examinations and measurements and performance requirements (see 6.8);

— deviations from this test procedure;

— additional pass/fail criteria.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
~ ET COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-22: Essais — Variations de température

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normatisation co
de |'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L’JEC pour o
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans”les domai
I'éldctricité et de I'électronique. A cet effet, 'IEC — entre autres activités — publie des Nofmes internat
des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS
Guifles (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration est confiééla-des comités d'étud
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut "participer. Les organ
intefnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec\JEC, participent égalem
traviaux. L’IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale, de) Normalisation (ISO), sel
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la me|
pospible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné-que‘les Comités nationaux de I'lEC int
sonf représentés dans chaque comité d'études.

Les| Publications de I'l[EC se présentent sous la forme de fecommandations internationales et sont 3
conjme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les, efforts raisonnables sont entrepris afin qu

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

s le but d’encourager I'uniformité internationale,.les Comités nationaux de I'lEC s’engagent, dans

fournissent des services d'évaluation_de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marq
conformité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de cert
indg¢pendants.

Tous les utilisateurs doivent,s"assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne-dqit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mand
y cdmpris ses experts-particuliers et les membres de ses comités d’études et des Comités nationaux d
pouf tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de

natdire que ce soits.directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les d§
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de tout
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L'IEC 61300-2-22 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs d'interconnexion et
composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de I'lEC: Fibres optiques. Il s’agit
d’une Norme internationale.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 2007. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:


https://iecnorm.com/api/?name=968de3ead7601d592cd328a97a10e642
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
86B/4904/FDIS 86B/4931/RVD

port de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur lewote
a son approbation.

ves ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplémént IEC, disponibles|
c.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de_documents développd

ste de toutes les parties de la série IEC 61300, publiées sous le titre général: Disp
:lconnexion et composants passifs fibroniques —/ABrocédures fondamentales d'essais
es, se trouve sur le site web de I'lEC.

u
ché. A cette date, le document sera
conduit,

pprimé, ou

ayisé.

2024

a) intégration, dans le domaine d'application, de ce projet d'un composant passif, d'un cordon
de brassage, d'épissures, d'un systéme de gestion des fibres ou d'un boftier de protection
pour résister aux effets d'une variation de température ou d'une succession de variations
de température;

b) mise a jour de la description des catégories de sévérité, du nombre de cycles et de la durée
des valeurs extrémes dans le Tableau 1 dans un souci d'alignement sur I'lEC 61753-1.

ayant

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a.eté développé selpn les
Direct

sous
s par

ositifs

et de

rEité a décidé que le contenu de ce documént ne sera pas modifié avant la date de sfabilité
de sur le site web de I'l[EC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
~ ET COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-22: Essais — Variations de température

1 Domaine d'application

La pr
dispos
variat

2 Rpeférences normatives

Lesd

de ledir contenu, des exigences du présent document. Pour, les références datées,
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IEC 6
Méthd
visuel

IEC 6
Methg

itif d'interconnexion et d'un composant passif fibronique a résister auxceffets
on de température ou d'une succession de variations de température.

bcuments suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou

n citée s'applique. Pour les références non datées, la detniére édition du docum
hce s’applique (y compris les éventuels amendements)s,

D068-2-14, Essais d'environnement — Partie 2<14: Essais — Essai N: Variatiq
rature

D529, Degrés de protection procurés pardes enveloppes (Code IP)

300-1, Dispositifs d'interconnexionyet composants passifs fibroniques — Procé
mentales d'essais et de mesures. < \Partie 1: Généralités et recommandations

300-2-38, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optig
des fondamentales d’essais et de mesures — Partie 2-38: Essais - Etanchéité pd
S a fibres optiques a strpression interne

300-3-1, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optid
des fondamentales d’essais et de mesures — Partie 3-1: Examens et mesures — E.

300-323;” Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optid
des(fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-3: Examens et mesures — Cd

actif d

psente partie de I'IEC 61300 décrit une procédure afin de déterminer I'aptitudl d'un

d’'une

partie
seule
ent de

n de

dures

ues —
ur les

ues —
amen

ues —
ntréle

eSdzariations de l'affaiblissement et de l'affaiblissement de réflexion

IEC 61300-3-4, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques — Procédures
fondamentales d’essais et de mesures — Partie 3-4: Examens et mesures — Affaiblissement

IEC 61300-3-6, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures — Partie 3-6: Examens et mesures —
Affaiblissement de réflexion

IEC 61753 (toutes les parties), Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques —
Norme de performance

IEC 62005 (toutes les parties), Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres
optiques — Fiabilité
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de I'lEC 61300-1 s'appliquent.

L'ISO et I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse https://www.electropedia.org/
e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse https://www.iso.org/obp

4 Description-géné

Cette | procédure est appliquée conformément a I'lEC 60068-2-14, essai Nb, ovariatipn de
tempdrature avec un taux de variation spécifié.

Le digpositif en essai (DUT - Device Under Test) est d’abord soumis a une, valeur extréme de
tempdrature pendant un laps de temps donné. Il est ensuite soumis a I’qutre valeur extréme de
tempdrature pendant la méme durée. Il peut étre soumis a plusieurs yariations de tempéfrature
définigs par le profil de température et le nombre de cycles.

5 Appareillage

5.1 Enceinte d’essai climatique

Une ehceinte d’essai climatique appropriée doit étre.utilisée conformément a I'lEC 60068-2-14,
Essai|Nb.

5.2 |Equipement d'examen et de mesure
Un équipement d'examen et de mesure optique approprié doit étre utilisé conformément a
I'lEC 60529, [I'lEC 61300-2-38, {IEC 61300-3-1, [I'lEC 61300-3-3, [I'IEC 61300-3-4 ou

I''EC $1300-3-6 comme exigé parla norme de performance applicable de la série IEC p1753
ou paf le document de fiabilitéapplicable de la série IEC 62005.

6 Procédure

6.1 Généralités

Cette procédure est en conformité avec I'lEC 60068-2-14, Essai Nb.

6.2 Préconditionnement

Maintenir le DUT dans les conditions atmosphériques normales définies dans I'lEC 61300-1
pendant au moins 2 h. Pour les dispositifs de grande taille tels que les boftiers de protection,
cette durée doit étre d'au moins 4 h. Nettoyer les parties servant a I'alignement mécanique et
optique du DUT, conformément aux instructions du fabricant.

NOTE Les méthodes de nettoyage pour le connecteur optique et I'émetteur-récepteur optique sont décrites
respectivement dans le TR IEC 62627-01 et dans le TR IEC 62572-4.

6.3 Examen initial et mesurage initial

Réaliser les examens et les mesurages initiaux conformément comme exigé dans la norme de
performance applicable de la série IEC 61753 ou dans le document de fiabilité applicable de la
série IEC 62005.


https://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp
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6.4

Mise en place du DUT

Placer le DUT dans I’enceinte d’essai climatique dans sa position normale de fonctionnement
et le raccorder a I'équipement de surveillance. La configuration de I’échantillon en essai dans

I'encei

6.5

nte doit étre conforme a I'lEC 61300-1.

Mesurages et examens pendant I’essai

Effectuer tous les mesurages et examens pendant I’essai comme exigé par la spécification
applicable. Ce qui suit s'applique :

— Ces mesurages doivent étre réalisés (au minimum) a la fin de chaque palier a chaque

température extréme avant de lancer la variation de température. Utiliser une dur
megsurage maximale de 10 min entre les mesurages optiques au cours de_(I'eS3
performance.

- La

nécessitent.

6.6

Sauf ppécification contraire, le profil de température de la Figure 1 doit étre apq
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Légend

sser le temps de réalisation du balayage en longueur d’onde pour les composants

Conditions d'essai

encer en conditions atmosphériques normales et baissér, la température jusq
rature basse 7| . Maintenir cette température basse pendant un laps de temps ¢,

ins 1 h. Augmenter la température jusqu'a la temperature haute Ty. Maintenir

ee de
ai de

qui le

liqué.
u'a la
bgal a
cette

rature pendant un laps de temps ¢, égal a au moing 1 h. Baisser la température jusqu'a

pérature basse et répéter ce profil pour réalisenle’ nombre de cycles exigés. La v
iation de la température doit étre de (1 £ 0,2)x*C/min. Pour les dispositifs de taille
ante, tels que les boitiers de protection, lektemps de palier, ¢4, doit étre au minim
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Figure 1 — Profil de température

Il est admissible d'augmenter la durée du palier & chaque valeur extréme afin de disposer de
suffisamment de temps pour réaliser un ensemble complet de mesurages
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